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Metallische Überzüge
DINMessung der Schichtdicke

Verfahren mit Rasterelektronenmikrosl<op
(ISO 9220 ; 1988)

Deutsche Fassung EN ISO 9220 : 1994
EN ISO 9220

ICS 25.220.40

Deskriptoren: Metallüberzug, Schichtdickenmessung, Rasterelektronenmikroskop, mikroskopische Untersuchung

Metallic coatings �
Measurement of coating thickness; Scanning electron microscope method
(ISO 9220 : 1988):
German Version EN ISO 9220 : 1994

Revetements metalliques �
Mesurage de l'epaisseur de revetement; Methode au microscope electronique ä balayage
(ISO 9220:1988);
Version allemande EN ISO 9220 : 1994

Die Europäische Norm EN ISO 9220 : 1994 hat den Status einer Deut¬
schen Norm.

Nationales Vorwort
Das Komitee CEN/TC 262 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe" (Sekretariat
Deutschland) hat diese Europäische Norm nach positivem Ergebnis des PQ-Verfahrens
(Erstfragebogenverfahren) vom ISO/TC 107 "Metallische und andere anorganische
Überzüge" vollständig übernommen.

Für die deutsche Übersetzung ist der Arbeitsausschuß NMP 161 "Überzüge und Korro¬
sion" des Normenausschusses Materialprüfung verantwortlich.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent¬
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

IS0 1463 siehe DIN EN ISO 1463

ISO 2064 siehe DIN EN ISO 2064

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusätzen
DIN EN IS0 1463 Metall- und Oxidschichten � Schichtdickenmessung � Mikroskopische

Methode (IS0 1463 : 1982); Deutsche Fassung EN ISO 1463 : 1994

DIN EN ISO 2064 Metallische und andere anorganische Schichten � Definitionen und
Festlegungen, die die Messung der Schichtdicke betreffen
(ISO 2064 : 1980); Deutsche Fassung EN ISO 2064 : 1994
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ICS 25.220.40

Deskriptoren: Überzug, Metallüberzug,Test, Bestimmung, Dicke, Dickenmessung

Deutsche Fassung

Metallische Überzüge
Messung der Schichtdicke

Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop
(ISO 9220 ; 1988)

Metallic coatings � Measurement of coat- Revetements metalliques � Mesurage de
ing thickness; Scanning electron micro- l'epaisseur de revetement; Methode au
scope method; (ISO 9220 : 1988)ûmicroscope electronique ä balayage;

(ISO 9220 : 1988)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1994-10-26 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio¬
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Königreich.
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